MEXICO

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

CONACYT

Instituto Nacional de Astrofisica,
Optica y Electrénica

4

AN

PATENTES

No. FECHA DE SOLICITUD TiTULO AUTORES ESTADO ACTUAL
Ponciano Rodriguez Montero, Julian David Sanchez de la Examen de Forma
1 02/05/2017 Sistema y método para medir distancias focales. 8 . . .
Llave, Eduardo Tepichin Rodriguez. Satisfecho
) 05/06/2017 Filtro de microondas balanceado con reconfiguracion por Alonso Corona Chavez, Arcesio Arbeldez Nieto, José Luis Examen de Forma
metal liquido. Olvera Cervantes. Satisfecho
3 13/10/2017 Sistema y método autorecuperable para restauracion de audio|Claudia Ferecgrino Uribe, Alejandra Menéndez Ortiz, José En espera de Examen de
usando enmascaramiento auditivo Juan Garcia Hernandez Forma
Radidmetro dptico para medicion de altos flujos radiativos con Rafael Castrejon Garcia, Marcial Jimenez Lopez, Mauricio En espera de Examen de
4 20/12/2017 i ) P . p ! Huixtlaca Quintanilla, Leopoldo Altamirano Robles, Ivdn P
calibracion a bajas temperaturas ) Forma
Olivera Romero.
Humberto Garcia Flores, Noé Morales Nufiez, Luis Aldo Pérez
. . . . S . . : En espera de Examen de
5 20/12/2017 Terminal aérea de suavizamiento de campo eléctrico Peldez, José Guadalupe Baena Vazquez, Leopoldo Altamirano Forma
Robles, Ivan Olivera Romero.
. , . L Humberto Garcia Flores, Leonardo Blas Emmanuel Meneses
Sistema y Método Sistema para el disefio y modelado de 3 L K 3 ) L
. , L Reyes, Noé Morales Nufiez, Luis Aldo Pérez Peldez, Christian | En espera de Examen de
6 20/12/2017 sistemas de proteccidn contra descargas eléctricas )
L. Lépez Forma
atmosféricas , . . .
Alarcén, Leopoldo Altamirano Robles, Ivan Olivera Romero




